


  

 
 

Specyfikacja może zostać zmieniona bez uprzedzenia 
 

Specyfikacja 
Funkcje pomiarowe 

Pomiary 

 DCV, ACV, DCA, ACA,Rezystancja: metoda 
2-przewodowa oraz  4-przewodowa, 
Czestotliwość, Okres, Test ciągłości obwodu, 
Test diod 

Funkcje matematyczne mX+b, %, dB, dBm, REL 
Zmiana zakresów Automatyczna, ręczna 
Wyświetlacz VFD 
Tryb wyzwalania INT/MAN/BUS 
Programowane 
opóźnienie 

0~6000mSek. 

Pamięć pomiarów, 
pomiary statysyczne 

Pamięć od 2 do 512 wyników pomiarów, 
wartości: MAX,MIN,AVER,STD 

Funkcja HOLD 
Umożliwia zatrzymanie na wyświetlaczu wyniku, 
który najbardziej odpowiada stanowi 
faktycznemu zgodnie z założoną dokładnością. 

Zadawanie limitów 
Umożliwia zadanie wartości: HI, IN, LO oraz 
wyzwalanie alarmu przy osiągnięciu progów 
HI/LO 

Pamięć nastaw Pamięć 10 kompletów nastaw pomiarowych  

Kalibracja Zalecany Fluke5520A wraz z oprogramowaniem 
do kalibracji TH1951/TH1961 (wyp.dodatkowe) 

Komunikacja GPIB (wyp.dodatkowe), RS232C, SCPI  
Specyfikacja pomiarowa 
Warunki pomiarowe: 
Okres kalibracji: 1 rok 
Środowisko pomiaru: 18ºC~28ºC ≤90%RH 
Dla pom.rezystancji na zakresach 10M oraz 100M, ≤70%RH 
Czas nagrzewania: 30 min. 
Dokładność wyrażona jako: ± (%wartości wskazania + liczba cyfr najmniej 
znaczących) 
Współczynnik temp.: 0ºC ~18ºC & 28ºC ~ 40ºC +0,1× dokł. / ºC 
Poniższa specyfikacja została określona dla trybu “slow”. Pozostałe informacje 
odnośnie pomiarów znajdują się w instrukcji obsługi. 
Wskazanie wyświetlacza oraz szybkość próbkowania  
Tryb próbkowania Slow Medium Fast 
Max wskazanie wyświetlacza 119,999 119,999 11,999 

DCV,DCA 3.5 13 45 
ACV,ACA 2 3.8 22 
Rezyst.2-przew. 3.5 13 45 

Próbkowanie 
(próbek/sek.) 

Rezyst.4-przew. 2.7 10 32.9 
DCV 

Zakres  Odczyt max. Rozdzielczość Dokładność  
 (1 rok) 

Impedancja 
wejściowa  

100mV 119.999 1µV 0.02%+8 >10GΩ 
1V 1.19999 10µV 0.01%+4 >10GΩ 
10V 11.9999 100µV 0.01%+4 >10GΩ 
100V 119.999 1mV 0.01%+4 10MΩ 
1000V 1010.00 10mV 0.01%+4 10MΩ 
DCA 

Zakres Odczyt max. Rozdzielczość 
Dokład 
ność  
 (1 rok) 

Napięcie 
obciążenia/ 
rez. 
bocznika 

10mA 11.9999 0.1µA 0.05%+8 <0.15V/10Ω 
100mA 119.999 1µA 0.05%+4 <1.5V / 10Ω 
1A 1.19999 10µA 0.10%+4 <0.3V / 0.1Ω 
10A 11.9999 100µA 0.15%+4 <0.15V/ 10mΩ 
ACV (Pomiar True RMS) 
Zakres 100mV 1V 10V 100V 750V 
Odczyt max. 119.999 1.19999 11.9999 119.999 757.5 
Rozdzielczość 1µV 10µV 100µV 1mV 10mV 

10~20 Hz 1.5%+100 
20~50 Hz 0.5%+100 
50~20 
kHz 

0.1%+100 

20~50 
kHz 

0.3%+150 0.3%+100 

Do
kł. 
(1 
rok
) 

50~100 
kHz 

1%+150 
1%+100 

    

 
ACA (Pomiar True RMS) 
Zakres 10mA 1A 10A 
Odczyt max. 11.9999 1.19999 11.9999 
Rozdzielczość 0.1µA 10µA 100µA 

10~20 Hz 1%+80 
20~50 Hz 0.5%+80 
50~2kHz 0.25%+80 

Dokład- 
ność 
(1rok) 

2~10 kHz 2%+80 ------ 

Napięcie obciążenia/ 
rez. bocznika 

<0.15V/10Ω <0.3V/0.1Ω <0.15V/10mΩ 

Rezystancja (2-przewodowo/4-przewodowo) 
Zakres Odczyt 

max. 
Rozdzielcz
ość 

Prąd 
pomiarowy 

Dokładność  
(1 rok) 

100.000 Ω 119.999 1mΩ 1 mA 0.05%+8 
1.00000 kΩ 1.19999 10mΩ 1 mA 0.03%+4 
10.0000 kΩ 11.9999 100mΩ 100μA 0.03%+4 
100.000 kΩ 119.999 1 Ω 10μA 0.03%+4 
1.00000 MΩ 1.19999 10 Ω 10μA 0.03%+4 
10.0000 MΩ 11.9999 100Ω 7.0*Rx/(10M+Rx) 0.10%+4 
100.000 MΩ 119.999 1 kΩ 7.0*Rx/(10M+Rx) 0.50%+8 
Częstotliwość 

Zakres  Odczyt 
max 

Rozdziel 
czość 

Dokładność
(1rok) 

Czułość 
(przebieg 
sinusoidalny) 

5~10 Hz 9.99999 10μHz 0.050%+100 200mV rms 
10~100Hz 99.9999 100μHz 0.010%+10 40mV rms 
100~100 kHz 99.9999 0.1Hz 0.005%+2 40mV rms 
100k~1MHz 999.999 1Hz 0.005%+2 100mV rms 

 

 Specyfikacja ogólna  
Środowisko pomiaru  0C�40C,  90%RH 

Napięcie 99V�121V ,198V�242V 
Zasilanie 

Częstotliwość 47.5Hz�63Hz 

Pobór mocy ≤ 20 VA 
Wymiary 225mm×100mm×355mm 
Waga 2.5 kg 

 
 

Wyposażenie standardowe 
TH26036    przewody pomiarowe  
RS232C     gniazdo RS232C  
TH26034    kabel RS232C   
Przewód zasilający 
 

Wyposażenie opcjonalne 
TH10003     moduł GPIB  
TH11016     oprogramowanie GPIB  
TH12023     oprogramowanie RS232C  
TH26038     zestaw do pom. rezystancji metodą 4-przewodową  
TH26039     zestaw do pomiaru elementów SMD 
TH12022     oprogramowanie do kalibracji 
  
 
 
 
 


